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                	 	●  「ひらめきのコンシェルジュ」サービスを開始します
	

	 	●  消耗品 価格改定・特別対応費廃止のお知らせ
	 	●  ELS-Zseries・ELSZ-1000series消耗品型式変更のお知らせ
	 	●  粒子径標準サンプル（Latex120mm）変更のお知らせ
	 	●  JCSS価格改定のお知らせ
	 	●  MCPDシリーズ5機種 全てのサポート終了のお知らせ
	 	●  RayHunter 販売の⼀時停止についてのお詫びとお知らせ
	 	●  ELSZ-1000シリーズサポート終了のお知らせ
	 	●  FE-3000 シリーズ全てのサポート終了のお知らせ
	 	● 
                                生産終了・保守終了製品についてはこちら
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                                動画ライブラリはこちら
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